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План:
 Введение

 Трехосный спектрометр

 Функция разрешения

 Спюрионы

 Более высокий порядок дифракции

 Артефакты функции разрешения

 Артефакты из-за окружения образца

 Алгоритм для обнаружения спюрионов



Использование трехосных спектрометров



Схема трехосного спектрометра



TAS на холодных нейтронах

Rita-II TASP



Определение функции разрешения

Функция разрешения инструмента – вероятность
детектирования нейтронов, как функция от Δω и
ΔQ, когда инструмент установлен на измерение
рассеяния соответствующего точке ω0,Q0, в которой
вероятность зарегистрировать нейтрон –
наибольшая.



Эллипсы функции разрешения
Функция разрешения 

имеет следующий вид:



Спюрионы
 Более высокий порядок дифракции

 Артефакты функции разрешения

 Артефакты из-за окружения образца



Более высокий порядок дифракции



Артефакты функции разрешения
 Хвост функции разрешения

 Негауссовская форма функции разрешения

 «Запрещенные» моды



«Запрещенные» моды



Окружение образца
 Алюминий

 Воздух, гелий



Алюминий



Воздух



Гелий



Определение спюрионов

Алгоритм:

1. Проверка нейтронного пути

2. Последовательное изменение углов 
монохроматора, образца, анализатора

3. Исследование подозрительной 
особенности, используя нейтроны 
другой энергии

4. Влияние окружения образца

5. Q-зависимость любой особенности 
должна соответствовать 
кристаллической симметрии образца



Спасибо за внимание!





План:
 Введение

 Трехосный спектрометр

 Функция разрешения

 Спюрионы
 Нейтроны более высокого порядка

 Случайное Брэгговское рассеяние

 Упругие полосы для малых q

 Артефакты функции разрешения

 Артефакты из-за среды образца

 Техники обнаружения спюрионов

 Заключение



2.ABS



3.Small q



4.ASQ



5.RFA



6.SA



7.Spoting


